
電信技術規範  

檢 驗 規 範 

18 

 

 
衛星IS2019 

訂定日期：109年7月1日 

附錄四 ：輻射發射之量測程序 

4.1概述 

本附錄規定涉及幅射場量測之測試方法，此幅射場可以天線及/或設備本身之機殼

輻射。 

有些參數之測定會有替代方法，這時測試機構負責保證其使用替代方法所得到之

結果，與本附錄所定者一致。 

4.1.1測試場地 

標準之測試場地須為校整過之戶外測試場地，其大小須適合量測之頻率範圍。 

所有輻射量測均須不對運轉中之衛星及地面系統產生干擾。檢測場地測試時有時

會產生電磁干擾，而相反的，外界之輻射也會干擾量測。因為這些原因，並且為

了減少所需要之場地大小，或是在極端之環境條件下測試時，可以使用其他之特

殊場地。如:  

無回音室 

室內測試場地 

此外，測試場地之週遭雜音必須至少比量測之最低值還要低6 dB。 

本附錄所定之量測方法是針對戶外測試場地而訂定，如使用無回音室或室內測試

場地時，量測方法會有些改變，檢驗報告須記錄每項輻射測試時場地之狀態。 

4.1.2 MES輻射發射之測試安排 

MES須置於規定之環境條件及規定之電源電壓下，執行本項測試。 

可安裝型、外接型及內接型設備，須約有0.5公尺之間隔。兩種設備之間，須接上

申請者所訂最長之連接電纜，電纜須置於高度0.5至1公尺之非金屬支架。 

外接型及內裝型設備須置於高度0.5至1公尺之不導電平臺上，而MES正常工作所

需之任何附屬設備，須置於外接型及內接型設備旁邊且高度相同之位置。 

可攜式設備須以申請者建議之正常工作組合，置於高度0.5 至1公尺之不導電平臺

上。 

待測MES須以其標準位置，並且開機狀態置於不導電平臺上。 

每一支天線(衛星行動地球電臺天線及測試天線)，須置於其他天線所輻射範圍外

之位置。 

頻譜分析儀之雜訊大小，須至少比待量測之最小值小6 dB。 

4.1.3 MES之參考位置 

在做輻射量測時，MES須對測試天線調整方向，此一位置稱為參考位置，而以下

列方式決定: 

MES須是在發射之模式; 

MES須做水平及垂直旋轉，以確定測試天線檢測之電場為最大之方向，此方向即

為參考位置。 

4.2輻射發射之量測程序－峰值量測 

4.2.1 MES輻射發射峰值之量測程序 
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2

3

地面

 0.5 至1 公尺
 高度範圍

 0.5 至0.4公尺

4
 

(1)待測 MES(加天線); 

(2)測試天線; 

(3)輸入濾波器 (需要時); 

(4)頻譜分析儀 

圖 4.1: 量測安排 1 

須使用圖4.1之量測安排1 

(a)每次選定量測頻寬時，須完成下列之動作: 

1.MES須置於第4.1.3 點所定之參考位置。  

2.測試天線之極性須與MES天線之極性一致，連接至頻譜分析儀，必要時須先接

輸入濾波器，以防頻譜分析儀過載。 

3.濾波器不能衰減載波之諧波。 

4.測試天線與輸入濾波器，須配合檢測之頻帶，必要時須每次更換。 

5.頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬。 

6.頻譜分析儀之頻寬解析度須調整適當，其峰值保持功能須予啟用，俾正確量

測。 

7.視訊頻寬須調整為頻寬解析度之三倍以上。 

(b)量測不必要發射時，只有比規定值減 6 dB 大或相等之假象訊號才需要精確之測

量。 

在Bn 之內，量測有效等向輻射功率(EIRP)時，測試頻寬內之峰值均須檢測。 

測試天線須在規定之高度範圍內上下移動，以使頻譜分析儀收到之訊號為最大。 

(若檢測場地為無回音室或室內測試場地時，則此步驟免除。)  

最大之測試值須予記錄。 

(c)重複步驟(a) 及(b)，以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

(d)若檢測場地已經校準過，則絕對量測值就足以決定輻射發射之有效等向輻射功率

實際值，此量測值加上 MES 與測試天線之精確距離，測試天線及輸入濾波器之特

性，即可決定 MES 輻射之有效等向輻射功率值。 

(e)若檢測場地不能校準時，則須使用圖 4.2 之量測安排 2，做相對量測；圖中以代換

天線取代 MES，代換天線須置於 MES 天線之相同位置，且須接至訊號產生器。 
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高度範圍

0.5至4公尺

1

 0.5 至 1公尺

 
(1) 正弦射頻訊號產生器; 

(2) 代換天線; 

(3) 測試天線; 

(4) 頻譜分析儀 

圖 4.2: 量測安排 2 

 

 

(f)在檢測場地不能校準下，量測不必要發射時，訊號產生器須調整至得檢測之每一個

發射頻率，而量測有效等向輻射功率時，訊號產生器則須調整至每一量測頻寬之中

心頻率，而代換天線須配合此頻率。 

頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬，且設定於與量測MES時相同之條件，其峰

值保持功能須予啟用，訊號產生器之輸出須調整至頻譜分析儀在步驟(b)所收到之

相同大小。 

訊號產生器之輸出須記錄這個輸出值，按照代換天線之增益及訊號產生器到代換

天線之電纜損耗校正後，即為MES輻射發射之大小。 

(g)重複步驟(f) 以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

(h)量測不必要發射時，須使用極性相反之測試天線，重複步驟(a)至(g)。 

4.2.2機殼輻射發射峰值之量測程序 

MES 備有天線座時，量測不必要發射，除檢測 MES 之傳導輻射外，尚須執行機殼

輻射發射之峰值量測，且須使用圖 4.3 之量測安排 3。本量測程序除以量測安排 3

代替量測安排 1 外，其量測程序依 4.2.1 所定之方法。 
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2

3

4

地 面

 0.5 至 1公尺

高度範圍

0.5至 4公尺

1  
(1) 測試負載; 

(2) 待測 MES(天線埠連接到測試負載); 

(3) 測試天線; 

(4) 頻譜分析儀 

圖 4.3: 量測安排 3 

4.3輻射發射之量測程序－平均值量測 

4.3.1 MES輻射發射平均值之量測程序 

須使用圖4.1之量測安排1。 

(a)每次選定量測頻寬時，須完成下列之動作: 

1.MES須置於第4.1.3 點所定之參考位置。  

2.測試天線之極性須與MES天線之極性一致，連接至頻譜分析儀，必要時須先接

輸入濾波器，以防頻譜分析儀過載。 

3.濾波器不能衰減載波之諧波。 

4.測試天線與輸入濾波器，須配合檢測之頻帶，必要時須每次更換。 

5.頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬。 

6.頻譜分析儀之頻寬解析度須調整適當，其平均值保持功能須予啟用，俾正確量

測。 

7.視訊頻寬須與頻寬解析度相同。 

(b)測試天線須在規定之高度範圍內上下移動，以使頻譜分析儀收到之訊號為最大。 

(若檢測場地為無回音室或室內測試場地時，則此步驟免除。) 

在測試頻寬範圍內之EIRP值變動量小於1 dB 時，即可將有效等向輻射功率予以

平均，此平均值須予記錄。 

(c)重複步驟(a)及(b)以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

(d)若檢測場地已經校準過，則絕對量測即足以決定輻射發射有效等向輻射功率之實

際值，再加上 MES 與測試天線之精確距離，測試天線及輸入濾波器之特性，即

可決定 MES 輻射之有效等向輻射功率。 

(e)若檢測場地不能校準時，則須使用圖 4.2 之量測安排 2，做相對量測；圖中以代換

天線取代 MES，代換天線須置於 MES 天線之相同位置，且須接至訊號產生器。 

(f)在檢測場地不能校準下，訊號產生器須調整至每一量測頻寬之中心頻率，而代換

天線須配合此頻率。 

頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬，且設定於與量測MES時相同之條件，其平

均值功能須予啟用。 
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訊號產生器之輸出須調整至頻譜分析儀在步驟(b)所收到之相同大小，在測試頻寬

範圍內之EIRP值變動量小於1 dB 時，即可將有效等向輻射功率予以平均，此平

均值須予記錄。 

此平均值，再按照代換天線之增益及訊號產生器到代換天線之電纜損耗校正後，

即為MES輻射發射之大小。 

(g)重複步驟(f)以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

(h)量測不必要發射時，須使用極性相反之測試天線，重複步驟(a) 至(g)。 

4.3.2機殼輻射發射平均值之量測程序 

MES 備有天線座時，量測不必要發射，除檢測 MES 之傳導輻射外，尚須執行機殼

輻射發射之平均值量測，且須使用圖 4.3 之量測安排 3。本量測程序除以量測安排

3 代替量測安排 1 外，其量測程序依 4.3.1 所定之方法。 

 

  


